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(57) Abstract: The invention relates to measures by which means the

efficacy of the high-voltage (HV) screening of integrated circuits com-
al —_— 1>O— a: prising a memory structure and a word decoder can be significantly im-
1 proved. A plurality of memory cells (11) of the memory structure (1) are

XOR

respectively collected together to form one word. The outputs of the word
—3a decoder (2) are respectively connected to a word of the memory structure
(1) by means of word lines (12). Said word decoder (2) first determines
the complements of address bits from adjacent address bits by means of
a logical circuit element. For each word of the memory structure (1), the word decoder (2) then determines a word line signal equiv-
alent to 0 or 1, by means of the logical circuit element and from the address bits and the complements thereof, and can thus isolate a
word of the memory structure (1) for an access, i.e. for a reading process and/or a writing process. During high-voltage screening,
the supply voltage is increased for different circuit conditions designated as screening vectors. According to the invention, the logical
circuit element comprises optionally activatable means for equating the address bits with the complements thereof, in such a way
that a test mode can be activated in order to generate screening vectors. According to this mode, all address bits are equated and the
complements of the address bits are likewise equated with the address bits.

test 1

A3

= (57) Zusammenfassung: Es werden Massnahmen vorgeschlagen, mit denen sich die Wirksamkeit des Hochvolt (HV)-Screenings
I~ von integrierten Schaltungen mit einer Speicherstruktur und einem Word-Decoder deutlich verbessern ldsst. Jeweils mehrere Spei-
W) cherzellen (11) der Speicherstruktur (1) sind zu einem Wort zusammengefasst. Die Ausgidnge des Word-Decoders (2) sind iiber
wordlines (12) mit jeweils einem Wort der Speicherstruktur (1) verbunden. Der Word-Decoder (2) bestimmt mit Hilfe einer Schal-
tungslogik aus anliegenden Adressbits zunéchst die Komplemente dieser Adressbits. Dann bestimmt der Word-Decoder (2) mit Hilfe
~~ der Schaltungslogik aus den Adressbits und deren Komplemen fiir jedes Wort der Speicherstruktur (1) ein wordline-Signal als 0 oder
1 und kann auf diese Weise ein Wort der Speicherstruktur (1) fiir einen Zugriff, d.h. fiir einen Lesevorgang und/oder einen Schreib-
vorgang, frei schalten. Beim HV-Screening wird die Versorgungsspannung bei verschiedenen, als Screening-Vektoren bezeichneten
Schaltungszustidnden erhoht. Erfindungsgemiss umfasst die Schaltungslogik wahlweise aktivierbare Mittel zum Gleichsetzen der
Adressbits mit deren Komplementen, so dass zum Realisieren von Screening-Vektoren ein Testmodus aktiviert werden kann, bei
dem alle Adressbits gleichgesetzt werden und die Komplemente der Adressbits den Adressbits ebenfalls gleichgesetzt werden.
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